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Karta pomiarowa do skorelowanego zliczania fotonów
(pozycja 101 wg załącznika do Harmonogramu Realizacji projektu - zakup sprzętu wg kwartałów)

Pracownia Optycznej Inżynierii Nanostruktur, opiekun merytoryczny: dr hab. Sebastian Maćkowski
Instytut Fizyki, UMK

Karta pomiarowa i dwa monitory zostaną wykorzystane do zbudowania stanowiska pomiarowego do spektroskopii rozdzielonej w czasie. Po wzbudzeniu próbki następuje rejestracja widm emisji z bardzo krótką podstawą czasu - rzędu nanosekund lub nawet pikosekund. Karta pomiarowa służy do skorelowanego zliczania fotonów. Z zarejestrowane danych tworzy się widma emisji, które są analizowane.
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Karta SPC – 150 firmy Becker & Hickl
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Parametry:


karta do skorelowanego czasowo zliczania pojedynczych fotonów, możliwość obrazowania, �rozdzielczość czasowa 6 ps, �czas martwy 100ns, �Dual Memory Architecture, �możliwość użycia wielu detektorów, �rozdzielczość obrazu 256x256, �mod BIFL umożliwiający obserwację pojedynczych molekuł
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Przekątna ekranu: 19 cali�Kontrast: 700:1�Czas reakcji: 5ms�Rozdzielczość: 1280 x 1024�Proporcje wymiarów matrycy: 5:4�Jasność: 300.0 cd/m2�










